TECHNIKA | TECHNOLOGIA  URZADZENIA POMIAROWE

Pomiar uziarnienia materiatow
snsmamnes MINEralnych w trakcie produkdji

W laboratoriach uzywa sie wielu réznych przyrzadéw do pomiaréw uziarnienia materiatéw mineralnych. Stad pytanie, czy istnicie mes
liwo$é wykonywania takich pomiaréw réwniez w trakcie produkdji, a takze czy mozliwa jest stata kontrola i nadzér nad damy= s
cesem. Mozliwosci takie daja optoelektroniczne przyrzady pomiarowe, ktére mozna dowolnie przystosowaé do warunkow prociaies.

RYS. 1
Schemat BP

LITERATURA

[1] Kaminski S. ELSIEVE Optyczno — elektroniczna
symulacja pomiardw mikroziarn powyzej 0,5 mm
wedhug sit mechanicznych. www.kamika.pl.

[2] Kamiriski S., Kamiriska D., 2007. Poréwnanie
optyczno-elektronicznych metod pomiaru
granulagi. Aparatura Badawcza i dydaktyczna,
XII, 2-3, Warszawa, 85-93.

(3] Kamiriski S., Kamiriska D., Trzciriski J.
Automatyczna analiza wielkosci i ksztattu ziaren
3Dz zastosowaniem analizatorow optyczno
elektronicznych. 11th Baltic Sea Geotechnical
Conference

[4] Kamiiski S., Trzcifiski J. Optyezno-
elektroniczny sposdb okreslania sktadu

ryczneqo gruntow i i

zastosowania w geologii inynierskiej. Polski
Kongres Geologiczny

Krakdw, Polska, 26-28 czerwca 2009

ozwdj optycznych metod pomiarowych pozwala
becnie zastgpi¢ zmudne pomiary manuaine. Dla
pomiaréw laboratoryjnych istnieje cata gama przyrzadéw
pomiarowych, ktére moga mierzy¢ drobne czastki i kamie-
nie od 0,5 um do 100 mm. Wyniki z poszczegdlnych przy-
rzaddw mozna sumowac ze soba, zeby otrzymac krzywa
uziamienia liczacg kilkadziesigt punktdw pomiarowych,
od najmniejszych do najwiekszych czastek. Komputery
przypisane do kazdego z przyrzaddw pozwalaja na ocene
tych krzywych uziarnienia zgodnie zdowolnymi normami
opisujacymi surowce mineralne. Uzyskany wynik krzywej
rozkladu uziarmienia moze by¢ natychmiast automatycz-
nie rozestany w sieci internetowej.

Obecnie tworzone sg projekty: jak technike pomiaréw
laboratoryjnych przetworzy¢ na technike pomiarow prze-
mystowych ,on-line” (OL). Urzadzenia pomiarowe muszg sie
wowczas znajdowac w bezposrednim sasiedztwie mityndw,
kruszarek lub statych maszyn transportowych.

Dla wykonania pomiaréw mozna pobierac probki produ-
kowanego materialu okresowo lub ciagle przy uzyciu rozwig-
zania by pass'(BP). Pobierane okresowo prébki surowcow
mineralnych zawsze moga stwarzac niebezpieczenstwo
braku reprezentatywnosdi. Prawidtowo zbudowany BP, kté-
ry w sposéb ciagly odbiera ziarnisty materiat mineralny, jest
lepszy, ale bardzo trudny do wykonania, szczegdinie dlatego,
7e w obecnie uzytkowanych maszynach nie przewidziano
miejsca na zabudowe takiego urzadzenia. Przebudowa zas
istnigacych urzadzen sortujacych lub przerobezych jest
trudna i kosztowna, ale mozliwa do wykonania.

Produkowane obecnie laboratoryjne urzadzenia
pomiarowe typu optyczno-elektronicznych systemaow
pomiarowych moga by¢ stosunkowo szybko i tanio
przeksztatcone i przystosowane do pomiaréw ciggtych
przy uzyciu BP. Przetworzonymi wynikami pomiaréw
w postaci odpowiednich sygnatow elektrycznych
mozna bedzie sterowaé maszynami przerébczymi dla
uzyskania odpowiednich wiasciwosci surowcow mine-
ralnych. Takie pomiary moga rowniez stuzy¢ do miesza-
nia w odpowiednich proporcjach réznych surowcdw
mineralnych dla otrzymywania np. mieszanek asfalto-
wych. Typowym rozwiazaniem konstrukcyjnym moze
by¢ schemat BP opisany na RYs. 1. Pod zwezajacg rurg
[1} umieszcza sie stozek [2], ktdry zamocowany jest do
dalszego ciggu rur [3] transportujacych surowiec mine-
ralny. Przy podstawie stozka umieszczony jest wlot BP
[4], ktéry pobiera pewng czes¢ materiatu w stosunku

d/mD = 0,005

BP [4] kieruje materiat poza rurociag do przyrzadu
pomiarowego [5], ktory potaczony jest z elektronicz-
nym blokiem pomiarowym [6] i komputerem [7].

Podsumowujac  powyzsze rozwazaniz T
stwierdzi¢, ze do odpowiednio przygotowz-or

produkcja materiatéw mineralnych.

Dla przykfadu podajemy urzadzenia do oo
laboratoryjnych, ktére moga by¢ przystosowzre o
pomiaréw OL przy stosowaniu odpowiednicn ==

ANALIZATOR IPS UA - Zakres pomiaru: 0,5-2070 =

ANALIZATORY AWK C — zakres pomiaru: 0,5-2% =

ANALIZATOR AWls 2 -
zakres pomiarw
2-100 mm

Opis analizatorbw mozna znalezé na soorne

www.kamika.pl ¥
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